
2025年10月29日（水）よりポートメッセなごやで開催される
第8回名古屋ネプコン ジャパン エレクトロニクス開発・実装展に出展いたします。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げます。
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EMCのお困りごとありませんか？

解決のヒント、きっとあります
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電子機器の開発に不可欠なEMC対策における、事前測定・発生箇所の特定・対策効果の確認ができるシステムや、イミュニティ試験
時のノイズの流入経路を可視化することで、効率的なノイズ対策が実現できるシステムをご紹介します。
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近接試験用の小型パワーアンプと信号発生器、高効率な近接
試験用のアンテナを使用することで、シールドルーム内にて、簡
易的にRF放射イミュニティ試験の事前評価ができるシステムを
ご紹介します。
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LSS-F０３シリーズから受け継いだ安全性の
高い出力コネクタと大画面操作パネルを搭載
した雷サージ試験器をご紹介します。
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IEC 61000-4-2 2008 第2版発行から17年経過し、
IEC SC77B MT12では、10年間にわたる審議を行
い、第3版が今年3月にようやく改定発行されました。
本セミナーでは改正点を整理し、改正に至る審議の
内容、課題を解説します。
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